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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est
constamment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refiéte
bien I’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a
I’établissement des éditions révisées et aux mises 4 jour peuvent
étre obtenus aupres des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

@ Bulletin de la CEI
® Annuaire de la CE1

® Catalogue des publications de la CEI

Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire
Electrotechnique International (V.E.L), qui est établie sous
forme de chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini,
I'Index général étant publié séparément. Des détails complets
sur le V.E.I. peuvent étre obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publicatid
ont été soit repris du V.E.I., soit spécifiquement approuveés aux
fins de cette publication.

Symboles graphiques et littérau

d’usage général approuvés parla CEI [k
— la Publication 27 de la a@w
électrotechnique;

— la Publication 117 de
recommandeés.

Publications de 1a CEI établies par le méme
Comité d’Etudes

L’attention du lecteur est attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumere les publications de la CE I préparées par le Comité
d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following I E C sources:

® 1 E C Bulletin
® 1EC Yearbook

® (Catalogue of 1 E C Publications,

Published yearly

Terminology

iyi6ns contained in the present publication
from the L.LE.V. or have been specifically

or graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— TEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— I EC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from I EC Publications 27 or 117, or
have been specifically approved for the purpose of this
publication.

I1E C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back
cover, which lists 1 EC publications issued by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ESSAI DE FIABILITE DES EQUIPEMENTS

Cinquiéme partie: Plans d’essai de conformité pour une proportion de succés

PREAMBULE

1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniqugs
d’Etudes ou sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant a ces questions, ¢
mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

préparés par des Comités

Les Comités nati
publication:
u France
Allemagt Hongrie
Israél
Italie
Pologne
Roumanie
Suéde
République de) Suisse
Tchécoslovaquie
Turquie
Espagne Union des Républiques
Etats-Unis d’Amérique Socialistes Soviétiques
Finlande

Autres publications de la C E I citées dans la présente norme.

Publication nos 605-1: Essais de flabilit¢ des équipements, Premiére partie: Prescriptions générales.
410: Plans et régles d’échantillonnage pour les contrdles par attributs.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

EQUIPMENT RELIABILITY TESTING

Part 5: Compliance test plans for success ratio

FOREWORD

consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the INa
sense.

in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Tec
Maintainability.

Italy

Korea (Republic of)
Poland

Romania

South Africa (Republic of)
Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

Union of Soviet
Germany Socialist Republics
Hungary United States of America
Israel

Aust
Austria

Other I E C publications quoted in this standard:

Publications Nos. 605-1: Equipment Reliability Testing, Part 1: General Requirements.
410: Sampling Plans and Procedures for Inspection by Attributes.
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ESSAI DE FIABILITE DES EQUIPEMENTS

Cinquiéme partie: Plans d’essai de conformité pour une proportion de succés

1. Domaine d’application

Il est prévu d’utiliser la présente norme lorsque les p
caractérisées par une proportion de succes. La proportion de s
qu’un dispositif réalise une fonction requise, ou qu’uytde “épre
conditions établies. Une proportion de succés observeée
le nombre de dispositifs non défaillants ou d’épreu
total de dispositifs en essais ou de réalisations d’¢

réutilisables peuvent étre répax
fonctionnement soient les mé

épreuve. Pour des dispositifs non
haque épreuve.

bré~etimulé d’épreuves dans un plan d’essai séquentiel

n, ambie d’épreuves a la troncature (voir figure 1)

r = nombre cumulé de défaillances

rgg = nombre de défaillances pour le rejet

r, = nombre de défaillances a la troncature (voir figure 1)

R = vraie valeur de la proportion de succes

R, = valeur acceptable de la proportion de succes

R, = valeur inacceptable de la proportion de succes

s = pente des lignes d’acceptation et de rejet dans le diagramme d’essai séquentiel (voir
figure 1)

a = risque du fabricant (nominal), ¢’est-a-dire probabilité de rejet lorsque R = R,

B = risque du client (nominal), c’est-a-dire probabilité d’acceptation lorsque R = R,
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